Simposio de Metrología 2004

25 al 27 de Octubre



CALIBRACIÓN ABSOLUTA DE UN INTERFERÓMETRO FIZEAU MEDIANTE UN PLANO LÍQUIDO

Adrián Gamboa Moreno, Gerardo Ruiz Botello, Rigoberto Nava Sandoval y Benjamín Valera Orozco

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM

Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán

5622-8602 ext. 1147, agamboa@weg.com.mx y ruizg@aleph.cinstrum.unam.mx
Resumen:  El presente trabajo propone una primera aproximación del uso de la superficie libre de un líquido (PL) como patrón para realizar la calibración absoluta de planitud a un interferómetro tipo Fizeau. en un laboratorio secundario acreditado. El desarrollo del Sistema Espejo Líquido (SEL) propuesto, tiene como base fundamental el análisis de las propiedades del líquido utilizado como patrón de planitud (PL), ya que debido a las vibraciones provenientes de la fuerza de gravedad y la facilidad con que se puede perturbar el PL ante la presencia de excitaciones externas, es necesario proveerlo de amortiguamiento para evitar que dichas perturbaciones impidan su estabilización. El recipiente que contiene al PL es flotado dentro de otro recipiente que contiene un líquido diferente que lo aísla de vibraciones externas, llamado Líquido Amortiguador (LA). Las propiedades del LA dependen de las propiedades y condiciones de trabajo del PL. Este dispositivo permite obtener interferogramas de buena calidad, que después son procesados digitalmente mejorando su definición de bordes, para que de esta manera se puedan realizar mediciones con una incertidumbre asociada en ciertas condiciones, de alrededor de 14 nm.
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